
Coating Thickness Gauge 鍍層膜厚計

CTG-9000系列鍍層膜厚計是一種迷你型手提式測定計，它能快速、簡易、輕巧、無損

傷、高準確性的進行一般金屬鍍層或塗層之厚度測量，可用於任何環境之下的工程現場

及各種物理、化學實驗室，亦可選擇使用不同形式之測頭以滿足各種特殊量測的需求

CTG-9000系列鍍層膜厚計符合ISO-2178、2360，ASTM-B499、B244 Standard Test 
Method for Measurement of Coating Thicknesses 測試標準，能廣泛的應用在航太、汽機

車、機械製造業、金屬加工業、電子、石油及化學工業、商品檢驗等領域之檢測，是材

料及產品外部保護層專業要求的必備儀器
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CTG-9000 系列產品可提供三種量測膜厚之型態選擇，

一是採用電磁式之膜厚計，

二是採用渦電流式之膜厚計，

三是採用電磁式和渦電流式兩用之膜厚計

原理：交流電磁鐵接近磁性金屬時，依接近距離之不同，線圈的磁束數會產生變化，因此在

         線圈兩端的電壓亦產生變化，這個電壓變化從電流值來讀取然後換算成膜厚

測定對象：磁性金屬上的非磁性鍍層

基材：鋼、鐵、4字頭不鏽鋼等

鍍層：油漆、烤漆、染黑、砝瑯、鐵氟龍、鋁、銅、鉻、錫、熱浸鍍鋅、無電解鎳、 

         非金屬塗裝、薄膜、鉻酸皮膜、磷酸皮膜、橡膠

原理：渦電流流動在上面的誘導線圈，接近金屬表面時，金屬表面上亦產生渦電流，此種渦

         電流隨著誘導線圈中與金屬的距離不同而變化，因此在誘導線圈兩端的電壓亦產生變

         化，這個電壓變化從電流值來讀取然後換算成膜厚

測定對象：非磁性金屬上的非導電絕緣鍍層

基材：鋁合金、鎂合金、鋅合金、不鏽鋼、銅、錫等

鍍層：油漆、烤漆、染黑、砝瑯、鐵氟龍、鉻、硬陽處理、陽極處理、非金屬塗裝、薄膜、

         鉻酸皮膜、磷酸皮膜、橡膠、塑膠

採用了電磁式和渦電流式兩種測厚方法和配置此兩種可互換式測頭，可以測量磁性金屬基體

上之非磁性鍍、塗層之厚度和測量非磁性金屬基體上非導電鍍、塗層之厚度
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Coating Thickness Gauge 

CTG-9000F

鍍層膜厚計

電磁式膜厚計

CTG-9000N渦電流式膜厚計

CTG-9000FN兩用式膜厚計

具有七種感應測頭：四種電磁和三種渦電流感應測頭，可應用於各種不同量測條件之需求

具有兩種測量方法：單次測量可逐一顯示測量結果和連續測量可陸續顯示測量結果

具有兩種工作方式：隨意性測量值暫存記憶體的直接方式和分批紀錄測試資料的成組方式

具有五個統計量：測試次數、最大值、最小值、平均值、標準差之測量值自動統計功能

具有校準功能：可採用單點和兩點校驗法，亦可用基本校準法對測頭系統誤差進行修正

具備超出公差之測量值自動警示、電力不足和蜂鳴聲指示、手動或自動關機等功能

具備資料儲存、刪除、更新、上下限值設置、LCD背光亮度調整等功能

功能特點
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技術規格

Coating �ickness Gauge 鍍層膜厚計

 
 

電磁式原理 渦電流式原理

最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎

符合ISO、ASTM Standard Test Method for Measurement of Coating Thicknesses 測試標準

型號 CTG-9000F CTG-9000N CTG-9000FN 

量測原理 電磁式(Fe 磁性) 渦電流式(NFe 非磁性) 兩用型(Fe & NFe) 

測頭形式 F1 N1 F1 & N1 

量測範圍 0-1250μm 

最小解析度 0.1μm 

量測精度 ±[ (1-3%) T+1 ]μm  T:測試件厚度 

最小曲率半徑 1.5 mm 3.0 mm 1.5 & 3.0 mm 

最小面積直徑 Ø 7 mm Ø 5 mm Ø 7 & Ø 5 mm 

基體最小厚度 0.5 mm 0.3 mm 0.5 & 0.3 mm 

資料儲存 200 組量測數據 

尺寸重量 尺寸：130*70*29mm  重量：400G 

電源供應 電池 AAA 1.5V*2 

使用環境 溫度 0-40°C  溼度 20-90 % RH  無強力磁場環境 

標準配置 
測試計數主機、F1 磁性或 N1 非磁性測頭、基體試片、1.5V AAA 電池 

標準試片(48.5、99.8、249、513、1024μm)、包裝盒 

 

功能鍵

LCD背光顯示螢幕

聯接線

標準試片

感應測頭
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標準配置

最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎

Coating �ickness Gauge 鍍層膜厚計

採用了電磁式和渦電流式兩種測厚方法和可

選擇配置此兩種可互換式測頭，可以測量磁

性金屬基體上之非磁性鍍、塗層之厚度和測

量非磁性金屬基體上非導電鍍、塗層之厚度

本儀器除了具備一般膜厚計功能特點之外，本機還配置了列表機裝置，可列印測試結果

數據並可通過安裝通用軟體與電腦聯接，以進行數據輸出、儲存、報表列印等功能

CTG-9000P兩用式膜厚計

電磁式測頭(F型磁性)                 CTG-F CTG-N                  渦電流式測頭(N型非磁性) 

測定對象：磁性金屬上的非磁性鍍層

選購測頭

測定對象：非磁性金屬上的非導電絕緣鍍層

影響因素/測試方法 電磁式 渦電流 處理對策 

基體金屬磁性變化 ○ ╳ 使用與試件基體金屬相同性質的標準件對儀器校準 

基體金屬的導電率 ╳ ○ 使用與試件基體金屬相同性質的標準件對儀器校準 

基體金屬臨界厚度 ○ ○ 使用大於臨界厚度則測量不受影響 

試件表面邊緣效應 ○ ○ 避免靠近試件邊緣或轉角處進行測量 

試件表面曲率半徑 ○ ○ 避免在曲率半徑過小的試件上量測 

試件表面軟覆蓋層 ○ ○ 測頭避免用力使試件軟覆蓋層變形 

基體試件表面粗度 ○ ○ 測量時在不同位置上應增加測量次數並計算平均值 

電器設備周圍磁場 ○ ╳ 盡量遠離測量環境所產生的強磁效應 

試件表面附著物質 ○ ○ 必須清除附著物質以確保測頭與試件表面直接接觸 

測試設備測頭壓力 ○ ○ 測試時所施加的測頭壓力大小要恆定 

測試設備測頭取向 ○ ○ 測量時應確保測頭與試件表面保持垂直 

 

影響測試結果因素參考表

列表機

功能鍵

顯示螢幕 聯接線

標準試片

感應測頭

測試計數主機、選配F磁性或N非磁性測頭、基體試片、充電器、標準試片、包裝盒

*打╳表示不受影響

尺寸：230*86*46mm
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